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Tuesday 12 March 2013

Vortrige Di-1 - Raum Ohm (Nummer 110), Gebaude 2.5 (08:30 - 10:00)

time [id] title presenter
08:30 [4] HD4096 Technologie - mit echten 12-Bit Oszilloskopen mehr erkennen Mr KLAPPER, Frank
09:00 [6] Aktueller Stand der G3-Infrator-Detektor Front-End-Elektronik Entwicklung Mr SCHARDT, Georg

09:30 [31] Eine Ausleselektronik fiir CZT-Detektoren mit dem RENA-3 Chip von Nova  Mr FODISCH, Philipp
R&D
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